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INTRODUCTION

Thank you for choosing the product by TM MSG Equipment.

The present user manual consists of the information on the application, supply slip, design,
specifications and rules of usage of tester MS021.

Prior to using the tester MS021 (hereinafter, “the tester”), study the present user manual
thoroughly. If required, get the special training at tester manufacturer facilities.

Testing rectifiers with the use of multimeter has always been the most common practice. This
method has a significant drawback -it doesn't help to identify the diode type and find the faulty
one. A standard multimeter test with a direct current of about 0.002A, which is too low compared
to the diode operating currents. The tester checks the diode with an alternating current of 0.9A,
which allows you to reliably assess the technical condition of the diode bridge of the generator
or the diode separately.

1. PURPOSE

The tester MS021 is used during the alternator repair for the diagnostics of diode bridges, and it
can detect:

e diode breakdown;

e diode cut;

e diode type (common diode, avalanche diode);

e diode degradation (extreme drop of forward voltage);
e avalanche diode reverse breakdown voltage;

e bad diode connection with the bus bar.
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2. TECHNICAL CHARACTERSISTICS

General

Supply voltage, V

Supply frequency, Hz
Supply type

Power demand (max.), W
Dimensions (LxWxH), mm
Weight, kg

IP rate

230/110
50/60

Single -phase
40
219x214x80

2

P20

Diode bridge diagnostics

Voltage of the tested diode bridges, V
Testing current
Testing voltage, V

Testing current, A

12/24
alternating
30

0.9

3. EQUIPMENT SET

The equipment set includes:

Item name

Tester MSG MS0121

MS0129 - diagnostic cable

Supply cable

Diode fuse - (type: 5*20mm, current: 0.5A)
User Manual (card with QR code)

Number of
pcs

1
1
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4. TESTER DESCRIPTION

The tester is supplied with a touch screen (“1” - Fig.1) on which the tested parameters are
displayed; the color indication of the screen signals the technical condition of the tested diode.
There is a connection terminal (“2” - Fig.1) for a diagnostic cable (Fig.2). The encoder knob (“3” -
Fig.1) is used for fine adjustment of the device for specific tasks. Button “4” turns the device on.

Fig.1 MS021 tester. General view:
1-Touch screen; 2 - Connection terminal for a diagnostic cable;
3 - Encoder button; 4 - “ON” button.

Fig.2. Diagnostic cable
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Diode fuse and power connectors are located at the rear of the device.

Fig.3. MS021 tester. Back view:
1- Diode fuse; 2 - Power connector.

5. APPROPRIATE USE

1. Use the tester as intended (see Section 1).
2. The tester is designed for indoor use. Be aware of the following operating constraints:

2.1. The tester should be used in the spaces equipped at the temperature range from +10 °C
up to +30 °C.

2.2. Do not use the device when the air temperature is negative or the humidity is high (over
75%). Do not turn on the tester immediately after moving it from a cold room (or from outdoors)
into a warm one as its components may be covered with a condensate. Keep it off at room
temperature for at least 30 min.

2.3. Avoid leaving the device in direct sunlight.
2.4, Keep away from heating devices, microwaves, and other temperature-raising equipment.
3. Avoid dropping the tester or spilling technical liquids on it.
4. Any interference with the electric diagram of the device is strictly prohibited.
5. Turn off the tester when it is not in operation.
6. Do not leave the device with closed probes for more than 2 minutes.

7. Working with a measuring probe, keep your fingers on the plastic part of it. Touching the metal
part of the measuring probe may cause measurement errors.

8. The device is equipped with a system for diagnostics of the probes condition. If any fault is
detected, the "PROBE PROBLEM" message will appear on the screen. The "DIODE BREAKDOWN"
message that appears when the probes are open, signals the probe failure.
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5.1. Safety regulations

1. Only the personnel that has received special training in safety operation and been authorized
to work with the test benches (devices) of certain types is allowed to use the device.

2. Make sure that measuring clamps do not have insulation damage or bare metal spots. Check
the clamps for any breaks. In case of obvious damage, replace them with the new ones before
launching the device.

5.2. Rectifier testing

Diagnostics of a rectifier should be performed as follows:

1. Turn the tester on. Connect the clamp to the rectifier housing. The following message will appear
on the screen: “CONNECT PROBE TO DIODE".

2. Touch the contact spot of the tested diode with a probe. The following information will be
displayed:
“Vf” - diode voltage drop (in volts);

"Vr" - stabilizing voltage (in volts). If there are stabilitrons (avalanche diodes) in the rectifier
structure, the "AVALANCHE" message will appear.

& WARNING! Different contaminants and dirt on the tested contacts may lead to measurement
errors.

Fig.4. Taking measurements.
A) - incorrect; B) - correct
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2.1. If the diode is faultless, the screen will display “vf” and “vr”
values. The screen color will be green.

2.2. If the "Vf”" value is higher than normal, the screen color will be

yellow. I-.I'F D n E:E:E'

L 23,85
HUALAMNCHE

The operability of the rectifier should be decided on the basis of the “Vf’ readings and type
(model) of the diode (stabilitron). The “Vf” absolute value is not always a key parameter when
checking the rectifier. It is important to pay attention to the spread between the “Vf” values of
different diodes of the same rectifier. For example, for a rectifier that can carry 50 A, “Vf” = 0.850
V is quite typical. The rectifier can be considered faultless If the spread between “Vf” values of
the diodes doesn't exceed + 0.020 V. For the 120A rectifier, "Vf" = 0.850V is already a critical value.
The diode with such a "Vf" value shall be considered faulty.

2.3. If the diode is faulty, the screen color will be red.

2.4 In case of a short or open circuit failure, the screen color will be red and either the “SHORT
CIRCUIT' or ‘DIODE BREAKDOWN’ message will be displayed correspondingly.
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5.3. Tester setup

The device assesses the diode performance on the basis of the forward voltage drop value (“Vf”)
and is specially calibrated to make it usable for any operator who doesn’t have sufficient
knowledge of the diode parameters and characteristics. Threshold values can be changed at the
user’s option.

Enter the “Settings” menu as follows:

Fig.5. Color threshold setting menu.

1) Turn the device off.

2) Press and hold down the encoder button (“3” - Fig.1) 3)Turn the device on. A setup mode will
be activated.

4) Threshold values for either a faultless diode (green color of the screen) or a faulty one (red
color of the screen) can be changed in this mode.

5) The selected threshold value can be changed by turning the encoder button clockwise or
counterclockwise.

6) To save the selected settings, press and hold down the encoder button until the device enters
the operating mode and the “CONNECT PROBE TO DIODE” message appears on the screen.

7) Turn the tester off to exit the setup menu. The settings won't be saved.

6. TESTER MAINTENANCE

The tester is designed for a long operation life and doesn’t have any special maintenance
requirements. At the same time, to ensure the maximum operation life, the regular monitoring of
the tester technical condition should be made as follows:

- conformity of the environmental conditions to the requirements for tester operation
(temperature, humidity, etc.);

- diagnostic cable visual inspection;

- condition of the supply cable (visual inspection).

10
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6.1. Cleaning and Care

Soft tissues or wipe cloths should be used to clean the surface of the device neutral detergents.
The display should be cleaned with a special fiber cloth and a screen cleaning spray. To prevent
corrosion, failure or damage to the tester, no abrasives or solvents should be used.

7. MAJOR FAULTS AND RECOVERY TECHNIQUES

The table below contains a description of potential faults and recovery techniques:

Failure symptom Potential cause Troubleshooting tips
The power connector came Check whether the connection is
1. Tester doesn’t turn off. securely maintained.
on.
The fuse burnt out. Replace the fuse.

2. “PROBE PROBLEM”

The diagnostic cable is faulty
message appears

Replace the diagnostic cable.

when the tester is on. (damaged).

3. “DIODE Recover the contact.
BREAKDOWN” message Loose connection on the

appears when the diagnostic cable connector.

e ——— Replace the diagnostic cable.

L nnection on th
4. The tested 00s€ coi ection on the Recover the contact.
parameters are diagnostic cable connector.

displayed incorrectly.  goftware error. Contact the sales representative.

8. EQUIPMENT DISPOSAL

European WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Directive 2002/96/EC applies to
Tester MS021 disposal.

Obsolete electronic equipment and electric appliances, including cables, hardware, and batteries
must be disposed of separately from the household wastes.

Use available waste collection systems to dispose of outdated equipment.
Proper disposal of old appliances will prevent harm to the environment and personal health.

1
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HEADQUARTERS AND PRODUCTION
18 Biolohichna st.,
61030 Kharkiv
Ukraine

+38 057 728 49 64
+38 063 74519 68
OO
E-mail: sales@servicems.eu
Website: servicems.eu

REPRESENTATIVE OFFICE IN POLAND
STS Sp. z o.0.
ul. Modlinska, 209,
Warszawa 03-120

+48 833131970
+48 886 89 30 56

OO
E-mail: sales@servicems.eu
Website: msgequipment.pl

TECHNICAL SUPPORT
+38 067 434 42 94

e00

E-mail: support@servicems.eu
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WSTEP

Dziekujemy za wybor produktow marki handlowej MSG Equipment.

Niniejsza Instrukcja obstugi zawiera informacje na temat przeznaczenia, zestawu, konstrukgji,
danych technicznych i zasad eksploatacji testera MS021.

Przed uzyciem MS021 (dalej w tekscie tester) nalezy uwaznie przeczytaé niniejsza Instrukcje
obstugi i w razie potrzeby odbyc specjalne szkolenie w zaktadzie produkcyjnym testera.

Najczestszym sposobem oceny stanu technicznego mostka diodowego jest badanie diod za
pomoca multimetru. Ta metoda ma znaczng wade - niemoznosc okreslenia rodzaju diody i
zidentyfikowania diody, ktorej wtasciwoSci ulegty pogorszeniu. Konwencjonalny multimetr
sprawdza za pomoca pradu statego okoto 0,002A. Ta wartos¢ pradu jest zbyt mata w poréwnaniu
z pradami roboczymi diody. Tester bada diode pradem przemiennym 0,9 A, co pozwala
wiarygodnie ocenic stan techniczny mostka diodowego alternatora lub diody osobno.

1. PRZEZNACZENIE

Tester MS021 stuzy do naprawy alternatorow do diagnostyki mostka diodowego i pozwala
okreslic:

- przebicie diody;

- przerwanie diody;

- typ diody (zwykta dioda, dioda lawinowa);

- degradacje diody (zwigkszony spadek napigcia w prostym kierunku);

- napiecie odwrotnego przebicia diody lawinowej;

- nieprawidtowe styki diody z magistralami przewodzacymi.

14
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2. DANE TECHNICZNE

Ogolne
Napigcie zasilania, V 230/110
Czestotliwosc sieci zasilajacej, Hz 50/60
Typ sieci zasilajacej Jednofazowa
Pobor mocy nie wiecej, W 40
Wymiary (DxSxW), mm 219x214x80
Masa, kg 2
Stopien ochrony IP20

Badanie mostkow Graetza

Napiecie badanych mostkow Graetza, V 12/24
Rodzaj pradu podczas badania zmienny
Badanie napiecia, W 30
Prad kontrolny, A 0.9

3. ZESTAW

W zestaw dostawy testera wchodzi:

Nazwa Liczba, szt.
Tester MSG MS021 1
MS0129 - kabel diagnostyczny 1
Przewod sieciowy 1
Bezpiecznik topikowy (typ 5x20mm, prad 0,5A) 1
Instrukcja obstugi (karta z kodem QR) 1

15
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4. OPIS TESTERA

Tester (rys. 1) zawiera ekran, ktéry wySwietla zmierzone parametry i wskazuje stan techniczny
testowanej diody za pomoca kolorowej indykacji. Ztacze 2 do podtaczenia kabla diagnostycznego
(p. rys. 2). Pokretto enkodera 3 stuzy do precyzyjnego dostrojenia urzadzenia do okreslonych
zadan. Przycisk 4 odpowiada za wtaczenie testera.

Rysunek 1. 0golny widok urzadzenia MS021:
1- Ekran; 2 - Ztacze do podtaczenia kabla diagnostycznego;
3 - Enkoder z przyciskiem; 4 - Przycisk zasilania.

Rysunek 2. Kabel diagnostyczny

16
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Z tytu urzadzenia (patrz rys. 3) znajduje sie bezpiecznik i ztacze do podtaczenia kabla zasilajacego.

Rysunek 3. 0golny widok urzadzenia MS021 widok z tytu:
1 - Bezpiecznik; 2 - Ztacze do kabli zasilajacych.

5. ZASTOSOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

1. Stanowisko nalezy stosowac wytacznie zgodnie z jego przeznaczeniem (p. sekcje 1).

2. Tester jest przeznaczony do uzytku w pomieszczeniach. Podczas korzystania z testera nalezy
wzig€ pod uwage ponizsze ograniczenia eksploatacji:

2.1. Tester nalezy stosowa w pomieszczeniach wyposazonych w temperaturze od +10 °C
do +40 °C.

2.2. Nie nalezy pracowac z testerem w ujemnej temperaturze i przy wysokiej wilgotnosci
(ponad 75%). Podczas przenoszenia testera z zimnego pomieszczenia (ulicy) do cieptego
pomieszczenia moze pojawic sie kondensacja na jego elementach, dlatego nie mozna
natychmiast wtaczac testera. Konieczne jest wytrzymanie testera w temperaturze pokojowe;j
przez co najmniej 30 minut.

2.3. Upewnij sig, Ze tester nie jest narazony na dtugotrwate dziatanie bezpoSredniego Swiatta
stonecznego.
2.4. Nie przechowuj testera w poblizu grzejnikow, kuchenek mikrofalowych i innych urzadzen
wytwarzajacych wysoka temperature.

3. Unikaj upadku testera i dostania si¢ do niego ptynow technicznych.

4, Nie wolno wprowadzac zmian w schemacie elektrycznym testera.

5. Wytacz tester, jesli nie ma by¢ uzywany.

6. Nie pozostawiaj urzadzenie z zwartymi sondami na dtuzej niz 2 minuty.

7. Podczas pracy z sonda trzymaj palce na plastikowej czesci. Dotknigcie metalowej czesci sondy
podczas pomiarow moze spowodowac btedy pomiaru.

8. Urzadzenie jest wyposazone w system diagnostyczny sondy. Jesli urzadzenie wykryje problem z
sondami, na ekranie pojawi si¢ napis «<PROBE PROBLEM/PROBLEM Z SONDA». Jesli na ekranie

17
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pojawia si¢ «DIODE BREAKDOWN/AWARIA DIODY» przy otwartych sondach, oznacza to rowniez
problem z sondami.

5.1. Zasady bezpieczenstwa

1. Przyrzadem moga sie postugiwac osoby, ktore odbyty podstawowe szkolenie BHP oraz
bezpiecznych metod pracy.

2. Upewnij sie, ze sondy pomiarowe nie sa uszkodzone. Sprawdz otwory w zaciskach. W przypadku
stwierdzenia uszkodzenia nalezy wymienic urzadzenie przed uzyciem.

5.2. Sprawdzanie mostka diodowego

Sprawdzanie mostka diodowego jest wykonane w nastepujacy sposob:

1. Wiacz urzadzenie. Podtacz zacisk krokodylek do obudowy mostka diodowego. Na ekranie
zostanie wyswietlony komunikat «CONNECT PROBE TO DIODE/PODtACZ SONDA DO DIODY».

2. Za pomoca sondy dotknij odpowiedniej elektrody testowanej diody. Na ekranie zostana
wysSwietlone nastepujace informacje:

«Vf» - spadek napigcia diody w woltach;

«Vr» - napiecie stabilizacyjne (w woltach) i komunikat «<AVALANCHE/LAWINA» - jesli takie diody
s3 uzywane w mostku diodowym (diody lawinowe).

& OSTRZEZENIE! Obecnos¢ roznych zanieczyszczeh na testowanych stykach moze prowadzi¢ do
niedoktadnych pomiarow.

Rysunek 4. Wykonywanie pomiarow:
- Zle; B) - dobrze

18
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2.1. Jesli dioda spetnia ustalone parametry, zostang wySwietlone
wartosci «Vf» i «Vr». Ekran bedzie zielony.

2.2.)esli dioda ma podwyzszong wartos¢ «Vf» - ekran bedzie zotty.

LF HEse

L 23,85
HUALAMNCHE

Decyzje o kondycji mostka diodowego nalezy podja¢ na podstawie odczytow «Vf» i rodzaju
(modelu) diody (diody Zenera). Warto$¢ bezwzgledna «Vf» nie zawsze jest decydujgcym
parametrem podczas sprawdzania mostka diodowego. Wazne jest, aby zwrdci¢ uwage na
rozpietosc «Vf» miedzy roznymi diodami tego samego mostka diodowego. Na przyktad dla mostka
diodowego o wartosci 50 A wartos¢ «Vf» = 0,850 V moze by¢ doS¢ typowa. Jezeli rozproszenie «Vf»
miedzy diodami nie przekracza + 0,020 V, taki mostek diodowy mozna uznac za sprawny. W
przypadku mostka diodowego 120 A wartos¢ Vf = 0,850 V jest juz niezwykle wysoka wartoscia. Diode
z takim «Vf» nalezy uznac za wadliwa.

2.3. Jesli dioda jest uszkodzona, ekran zmieni kolor na czerwony.

2.4. W przypadku zwarcia lub otwartej diody - ekran bedzie miat kolor czerwony, a takze
odpowiednie komunikaty «SHORT CIRCUIT/KROTKI OBWOD», «DIODE BREAKDOWN /AWARIA
DIODY» odpowiednio.
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5.3. Konfiguracja urzadzenia

Urzadzenie ocenia stan techniczny diody na podstawie wielkoSci spadku napigcia w kierunku
przewodzenia «Vf» i jest skonfigurowane tak, aby mogt by¢ uzywany przez dowolnego operatora
bez wystarczajacej wiedzy o parametrach i charakterystyce diod. Urzadzenie pozwala na zmiane
wartosci progowych wedtug wtasnego uznania.

Aby wejs¢ do menu ustawien (rys. 5), wykonaj nastepujace czynnosci:

Rysunek 5. Menu ustawienia progu indykacji kolorowej

1) Wytacz urzadzenie.
2) Zaci$nij przycisk enkodera (patrz poz. 3 rys. 1).
3) Wtacz urzadzenie. Urzadzenie przejdzie w tryb konfiguracji.

4) W tym trybie mozna zmienic wartos¢ progowa, po ktorej kolor ekranu zmienia sie na czerwony,
a wartoS¢ progowa, po ktorej kolor ekranu zmienia sie na zotty. Krdtkie naciSniecie przycisku
enkodera umozliwia przetaczanie miedzy edytowalna wartoScia progowa.

5) Obroc enkoder w prawo lub w lewo, aby zmieni¢ wybrana ramke.

6) Aby zapisaC wybrane ustawienia, nalezy nacisnac i przytrzymac przycisk enkodera, az urzadzenie
przejdzie w tryb pracy i na ekranie pojawi si¢ kommunikat «CONNECT PROBE TO DIODE/PODtACZ
SONDA DO DIODY».

7) Aby wyj$¢ z menu ustawien bez zapisywania zmian, nalezy wytaczy¢ urzadzenie.

6. OBStUGA TESTERA

Tester zostat zaprojektowany z mysla o dtugim okresie uzytkowania i nie ma specjalnych wymagan
w zakresie obstugi technicznej. Dla maksymalnego okresu bezawaryjnej pracy testera konieczne
jest jednak regularne monitorowanie jego stanu technicznego, a mianowicie:

+ dopuszczalno$¢ Srodowiska do eksploatacji stanowiska (temperatura, wilgotnosc itp.).

+ monitorowanie stanu kabli diagnostycznych (ogledziny);

- sprawnos¢ przewodu zasilajacego (ogledziny).

20
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6.1. Czyszczenie i codzienna obstuga

Do czyszczenia powierzchni testera nalezy uzywac miekkich chusteczek lub Sciereczek oraz
neutralnych Srodkow czyszczacych. Wyswietlacz nalezy czySci¢ z pomoca specjalnej wtoknistej
Sciereczki i sprayu do czyszczenia ekranow wySwietlaczy. W celu unikniecia korozji, awarii lub
uszkodzenia testera niedopuszczalne jest stosowanie materiatow Sciernych i rozpuszczalnikow.

7. GROWNE USTERKI | METODY ICH USUNIECIA

Ponizej przedstawiona tabela z opisem mozliwych usterek i sposobow ich usunigcia:

Objaw usterki

1. Tester sie nie
wtgcza.

2. Po wtaczeniu testera
pojawia sie napis
~PROBE PROBLEM”

3. Pojawit sie napis
,DIODE BREAKDOWN”
przy otwartych
sondach pomiarowych

4, Sprawdzane
parametry
wysSwietlane sa
niepoprawnie

Mozliwe przyczyny

Ztacze zasilania nie dziata

Spalony bezpiecznik

Niesprawny (uszkodzony)
kabel diagnostyczny

Brak statego potaczenia przez
ztgcze z kablem
diagnostycznym

Brak statego potaczenia przez
ztacze z kablem

diagnostycznym

Awaria oprogramowania

Zalecenia dotyczace usuniecia

Sprawdzic¢ prawidtowe
mocowanie ztacza

Wymienic bezpiecznik

Wymienic kabel diagnostyczny

Przywrocic potaczenie

Wymienic kabel diagnostyczny

Przywrocic potaczenie

Skontaktowac sie z
przedstawicielem handlowym

21
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8. UTYLIZACJA

W przypadku utylizacji testera obowiazuje europejska dyrektywa 2202/96/EC [WEEE (dyrektywa w
sprawie zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego)].

Stare urzadzenia elektroniczne i urzadzenia elektryczne, w tym kable i osprzet, a takze
akumulatory i baterie, powinny by¢ usuwane oddzielnie od odpadow domowych.

W celu utylizacji odpadow nalezy skorzystac z dostepnych systemow zwrotu i odbioru.
Wtasciwa utylizacja starych urzadzeh pozwoli uniknac¢ szkod dla Srodowiska i zdrowia osobistego.

22
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SIEDZIBA | ZAKEADY PRODUKCY)NE
ul. Biologiczna, 18,
61030, Charkow,
Ukraina

+38 057 728 49 64
+38 063 74519 68

000

E-mail: sales@servicems.eu
Website: servicems.eu

PRZEDSTAWICIELSTWO W POLSCE
STS Sp.z o.0.
ul. Modlinska, 209,
Warszawa 03-120

+48 833131970
+48 886 89 30 56

000

E-mail: sales@servicems.eu
Website: msgequipment.pl

WSPARCIE TECHNICZNE
+38 067 434 42 94

OO

E-mail: support@servicems.eu
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Pycckui

PykoBoACTBO NO 3KcnnyaTauuu

BBEAEHWE

Bnarogapum Bac 3a Bbi6op npoaykuuu MSG equipment.

HacToswee PyKoBOACTBO MO 3KCNyaTaLuMn COAEPXKMUT CBEAEHNA O Ha3HAYeHUM, KOMNNeKTauum,
TeXHNUYEeCKUX XapakTepucTnkax u npasunax akcnayartauuu tectepa MS021.

MpousBoauTeNb OCTAB/SAET 3a CO60M MPABO HAa M3MEHEHWE KOHCTPYKUWM U MPOrpammHOro
o6ecneueHns 6e3 NpeABapUTENbHOIO YBEAOMIEHUS NoMb30oBaTene.

Mepep ncnonb3oBaHuem Tectepa MS021 (ganee no TeKCTy TecTep) BHUMATEbHO U3yunTe AaHHOE
PykoBOACTBO MO 3KCnayaTauuu, Npyu HeO6XOAUMMOCTU NMPOMAMTE CMeunanbHylo NMOArOTOBKY Ha
npeanpuaTMU-n3roTosuTene npubopa.

Haunb6onee pacnpoCTpaHEHHbIN CNOCO6 OLEHKUN TEXHNUECKOTO COCTOAHNA ANOAHOIo MOCTa — 3TO
NpoBepKa AMOLO0B C MOMOLLbIO My/IbTUMETPA. Y Takoro cnocoba ecTb CyLeCcTBEHHbI HeoCTaToK
- HEeBO3MOXHOCTb oOnpeaenuTb TWUM AMOJA W BbIABUTb AWOA, Y KOTOPOro yXyAwunucb
XapaKTepUCTMKN. OBbIYHBIN MYNbTUMETP OCYLLECTBASAET NPOBEPKY NOCTOSAHHBIM TOKOM MPUMEPHO
0.002A. laHHas BeNMUYMNHA TOKA ABASETCS C/INILIKOM ManeHbKON B CPABHEHUYM C paboummm ToKamu
avopa. TecTep ocyuwecTBisieT NPOBepKYy AvoAa nepemeHHbIM Tokom 0.9A, uTOo nossonser
[OCTOBEPHO OLLEHWTb TEXHWUYECKOro COCTOSHMA AMOAHOr0O MOCTa reHepaTopa wnu amnopa
OTAENbHO.

1. HASHAUEHUE

TecTep NpUMeHAETCA NPU PeMOHTEe reHepaTopoB A4/ ANAarHOCTUKMN ANOAHOIO MOCTa U NO3BONAET
onpenennTb:

e npobon gnona;

e  06pbIB AMOAY;

e Tun anoaa (06bIUHbIN AKOL, NABUHHDIN ANOA);

e ferpagauuio anoaa (NoBbllleHHOE NafeHNe HaNPAXEHUs B NPAMOM HanpaBneHun);
e  HanpshkeHue o6paTHOro Npo6os NABMHHOTO ANOA];

e M/IOXON KOHTAKT AM0oAa C TOKONPOBOASLWMMM WINHAMM.
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2. TEXHWYECKWNE XAPAKTEPUCTUKN

OCHOBHbIE
HanpseHue nutaHus, B 230/110
YacToTa nuTatowen cetu, Iy, 50/60
Tun nuTaloLLen cetun OpHodthasHas
MoTpebnsemas MOLWHOCTb He 6onee, BT 40
Fa6aputbl (4xLLxB), Mmm 219x214x80
Bec, kr 2
CTeneHb 3aWmnThl 1P20

MpoBepka ANOAHLIX MOCTOB

Hanps)keHue guoaHbIX MOCTOB, B 12/24

Bug Toka npu npoBepke MNepeMeHHbIN
HanpsyeHune Ha wynax npuéopa (AC), B 30

Cnna Toka npuv nposepke gunoaa, A 0,9

3. KOMNNEKTALMA

B komnneKkT noctaBku TecTepa BXoAUT:

HanmeHoBaHue Kon-Bo, wr.
Tectep MSG MS021 1
MS0129 - AnarHoCTUYeCKUn Kabenb 1
LHyp ceTeBoOW 1
MnaBknun npegoxpaHuTenb (Tun 5x20MM, TOK 0,5A) 1
PyKoBOACTBO Mo 3Kcnnyatauuu (kapTouka c QR kogom) 1
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4. ONMMUCAHUE TECTEPA

Tectep (cm. puc. 1) comepuT 3KpaH 1, KOTOpbliA OTO6GpaXkaeT n3mepsaembie napameTpbl W
CUTHANM3MpyeT LBETOBOW UHAMKALMEN O TEXHUUYECKOM COCTOAHUM NPOBepAemMoro anoaa. Pasbem
2 CNYXUT Ans MOAKMIOUEHUs AMarHocTuueckoro kaébens (cm. puc. 2). Pyuka 3HKogepa 3

MCnonb3yeTcs Ans TOHKOW HAaCTPOMKM Npubopa nog cneuuduueckue 3aaaun. KHomka 4 otseyaeT
3a BK/toueHue npubopa.

PucyHoK 1. 06wwuin Bug Tectepa MS021
1-3KpaH; 2 — Pa3bém Ans NOAKIIOUYEHUA AMArHOCTUUYECKOro Kabens;
3 - JHKoAEep C KHOMKOW; 4 — KHOMKa BKAloueHust npuéopa.

PUCYHOK 2. iInarHocTuueckuii Kabenb
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Ha 3agHelt cTopoHe npubopa (cm. puc. 3) pacnonoxeH NpPeAoXpaHUTeNlb W Pasbém ans
noAKntoueHus kabensa NUTaHus.

PucyHok 3. 06wuit Bug npnéopa MS021 Bug csaau:
1-MpepoxpaHuTenb; 2 — Pa3béM Ans NOAKNIOUEHUS Kabens nuTaHus.

5. NCMO/Tb30OBAHWUE MO HASHAYEHUIO

1. Vicnonb3yiiTe TecTep TONbKO MO NPAMOMY HasHaueHuto (cMm. pasgen 1).
2. Tectep npedHa3HauyeH ANA UCNONb30BaHWSA B nomeweHuun. MNpu ncnonb3oBaHuK Tectepa
YUUTbIBAWTE HKENPUBEAEHHbIE IKCMNYaTaLMOHHbIE OFpaHUYeHUSN:
2.1. TecTep cnefyeT 3KCNNyaTMpoBaThb B NOMeLLeHUAX npu Temnepartype oT +10 °C go +40 °C.
2.2. He pa6oTaiiTe C TeCTEPOM Mpu OTPULLATENbHOW TemnepaType U Npu BbICOKOW BAAXHOCTU
(6onee 75%). Mpu nepemelleHUn Tectepa C XONOAHOro nomeueHusa (ynuubl) B Tensoe
nomelleHne BO3MOXHO MOAABMEHWE KOHAEeHCaTa Ha ero 3/emeHTax, Mo3TOMYy Henb3s cpasy
BKNlouaTb Tectep. Heo6xoAMMo BbigepaTb TecTep Npu TemnepaType NOMELLEHUs He MeHee
30 MUH.
2.3. CnepuTe 3a Tem, UTo6bl TeCTEP He NOABEPrasncs NPoLOMKUTENbHOMY BO3AENCTBUIO MPSMbIX
COMTHEYHbIX Nyyen.
2.4. He xpaHuTe TecTep psAoM C ob6orpeBaTensiMu, MUKPOBO/HOBbIMK MeyYyamMum W ApPyrum
060pyaoBaHMeM, CO3aloLLee BbICOKYIO TEMNepaTypy.
3. N36erante nafeHus Tectepa v NonagaHne Ha Hero TEXHUUYECKNX XUAKOCTEN.
4. He ponyckaeTcsi BHECEHNE U3MEHEHUI B 3/IEKTPUUECKYIO CXEMY TecTepa.
5. Bblk/itouanTe TecTep ecnu ero Ucnonb3oBaHne He NpeanonaraeTcs.
6. He octaBnsiiTe npub0op C 3aMKHYTbIMU LyNnamu Ha Bpemsi 6onee 2 MUH.
7. PaboTas C M3MepuUTENbHbIM LYNOM, AEPXWUTe Manblbl Ha MNACTUKOBOW uacTu. KacaHue k
MeTaNnNMUYeCKon YacTu 3MEepPUTENbHOTO LLyNa NpU NMPOBEAEHUN U3MEPEHUIA MOXET NPUBECTM K
olWMnBKaM N3MepPEHNN.
8. Mpubop o060pyaoBaH CUCTEMON AWATHOCTUKM COCTOAHWA LWYMoB. Ecnu npubop BbISBUT
npo6nemy c wynamu, Ha 3KpaHe NosBMTCA Hagnucb «PROBE PROBLEM». B cnyyae nosBneHusa Ha
3KkpaHe Haagnucn «DIODE BREAKDOWN» npu pa3soMKHYTbIX Lynax — 3TO TaK Xe CBUAETeNbCTBYeT O
npo6neme c wynamu.
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5.1. YKa3aHua no TexHUKe 6e30nacHOCTH

1. K pa6oTe c npu6opom gonyckalTcsa cnelmanbHo 06yyeHHble nnLa, NonyyunsLure Npaso paboTbl
Ha cTeHgax (npmb6opax) onpefeneHHbiX TUMOB M MPOWEALINE MHCTPYKTaX Mo 6e30nacHbim
npuemam n metogam paboTbl.

2. Y6enuTecb B TOM, UTO M3MEPUTE/NbHbIE 3QXWMbl HE WMEIOT MOBPEXAEHUN W3ONALUN UAK
yuyacTKoB OrofieHHOro meTanna. lpoBepbTe, HET U B 3a)XKMMax 06pbIBOB. B cnyuae o6HapyxeHus
NoBpeXAeHus, nepes NCNonb3oBaHMEM Npnbopa, 3aMeHuTe ux.

5.2. [IpoBepKa AMOAHOIO MOCTa

[IpoBepka AMOAHOIr0 MOCTAa NPOU3BOAUTLCA CneayowWwmm o6pa30M:

1. BkntoumnTe npnbop. Mogknounte 3aXKmm K KOpnycy AMOAHOro MocTa. Ha akpaHe 6yaeT BbiBejeHO
coobueHne «CONNECT PROBE TO DIODE».

2. Llynom NpuUKOCHMTECb K KOHTaKTy NpoBepsaemoro anoaa. Ha skpaHe oTo6pasnTbes cneaytolas
nHhopmaLmsa:

«Vf» - BennunHa nageHus HanpsaXeHna Ha aguoae B BONbTax;

«Vr» — Hanps)eHue ctabunusaumn (B BonbTax) n Haanucb «AVALANCHE» - ecnu B JMOAHOM MOCTe
MCMONb3YIOTCA CTABUNUTPOHDI (NaBUHHbIE AUOMbI).

& MPEAYNPEXAEHUE! Hanuune Ha NpoBepsieMbIX KOHTAKTaX Pa3NUHbIX 3arpA3HEeHUN MOXeT
NpPMBECTU K HETOYHOCTN U3MEPEHMWiA.

PUCYHOK 4. [IpoBefieHMe U3MepeHmit:
A) - HenpaBubHO; B) — NpaBUIbHO
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2.1. Ecnu gnopd ncnpaseH — 0To6pa3nTbCs BennumHa «Vi» n «Vr».
JKpaH 6yaeT UMeTb 3e/IEHbIN LBET.

ighf:l;;mugzgn umeeT noBblleHHoe «Vf» — 3KkpaH byneT umeTb |_.|-F E.'-lE:E.
L
HUALAMCHE

PelleHne 0 UCNPaBHOCTU ANOAHOMO MOCTA CleayeT NPUHUMATL OCHOBbIBAsACH Ha NOKa3aHUAX «Vf»
n tune (momenu) auoga (ctabunutpoHa). A6CONIOTHOE 3HaueHue «Vf» He Bcerga ABnaercs
onpegensoWMM napameTpom nNpu nNpoBepke ANOJHOro Mocta. BaxHo o6paliaTb BHUMaHME Ha
pasbpoc «Vf» mexay pasHbiMU AMOAAMW OJHOrO AMOAHOrO0 MocCTa. Hampumep, Ans AMOLHOro
MOCTa, PacCYNTaHHOrO Ha TOK 50A, 3HaueHue «Vf» = 0,850B MOXeT oKa3aTbCsi BNOMHE TUMOBbIM.
Ecnu pa36poc «Vf» mexay auoaamm He npesbiluaeT +0,020V TaKON ANOAHBIA MOCT MOXHO CUMTaTb
ncnpasHbiM. nA AWOAHOIMO MOCTA, PAacCYMTAHHOrO Ha TOK 120A, «Vf» = 0,850B yxe sBnsetcs
KPUTUYECKMN BbICOKMM 3HaueHmeM. inog ¢ Takum «Vf» Heo6xoammo Npu3HaTb HENCMPABHbIM.

2.3. Ecnu oA HemcnpaeeH — 3KpaH 6yaeT UMeTb KpPacHbIii LBeT.

2.4 ECN NpUCYTCTBYET KOPOTKOE 3aMblKaHue unu o6pbiB ANOAA — 3KpaH 6yaeT MMeTb KPacHbIN
LBeT, a TakXke cooTBeTcTBylOWMe coobleHns «SHORT CIRCUIT», «DIODE BREAKDOWN»
COOTBETCTBEHHO.
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5.3. HacTpouka Tectepa

Mpu6op ouLeHUBAET TeXHUUYECKoe COCTOfHMe AMOAA MO BefMuMHe NAAeHMA HanpsXeHus B
NpAMOM HanpaBneHun «Vf» n HacTpoeH TakMm 06pasom, UTo6bl MM MOT NONb30BATHCA NGO
onepatop 6e€3 AOCTATOUHbIX 3HAHMI O NapameTpax U XapaKTepucTukax Aunopos. Mpu6bop
Mo3BONAET U3MEHATb NOPOrOBble 3HAUEHNA Ha Balle ycMOTpeHue.

[lna Bxoaa B MeHI0 HacTpomku (puc. 5) Heo6xoauMo:

PUCYHOK 5. MeHI0 HacTPOVKM NOPOroBbIX 3HAUEHUI LiBETOBOW MHANKALUN

1) BbIKAOUNUTD npuéop.
2) 3aaTb KHOMKY 3HKoAepa (cm. no3.3 puc.1).
3) BkniounTb npubop. Mpnbéop BOWAET B PEXKUM HACTPOMKU.

4) B 3TOM pexume Bbl MOXeTe MU3MEHUTb MOPOroBOE 3HAueHUe, KOTOpoe 33aAaéT WHANKALUIO
MCNpaBHOTO (3enéHblii LBET) M HeucnpasBHOro (KpacHblid LBeT) Anofa. KopoTkoe Haxartue Ha
KHOMKY 3HKOZepa Nepek/oyaeT Mexay NoporoBbIMy 3HAUEHUAMU.

5) BpalieHuem 3HKOAepa No YacoBOM UMM NPOTMB YACOBOMN CTPENKU NPON3BOAUTLCSA U3MEHEHUE
BbIGPAHHON rpaHnLbl.

6) N COXpaHeHNs BbIGPAHHBIX HACTPOEK HEOBXOAMMO HAXATb U YAEPKMBATb KHOMKY 3HKOAEPA
noka npm6op He nepenaeT B pabounin pexumm n Ha 3KkpaHe NosiBUTbCA Haanucb «CONNECT PROBE
TO DIODE».

7) Ins BbIXOfAA U3 MEHI0 HACTPOeK 6e3 COXPaHEeHMA N3MEHEHUN Heo6X0ANMO BbIKNIOUNTb NPU6op.

6. OBC/TYXUBAHUE TECTEPA

TecTep paccumTaH Ha ANUTENbHbIA Nepuog 3KCMayaTauun U He MMeeT 0Cobbix TPeboBaHMii K
o6cnyxmnBaHmio. OfHAKO AN MaKCUMarnbHOro nepuofa 6€30TKA3HOW 3KCMayaTauuu TecTepa
HEe06X0MMO PerynsapHo OCYLLeCTBNIATb KOHTPO/Mb €ro TEXHUUECKOr0 COCTOAHNSA, @ UMEHHO:

- COOTBETCTBME YC/IOBMIA OKPYXalollei cpeibl Tpe60BaHMAM N8 IKCNyaTaLmmu Tectepa

(Temnepatypa, BNa¥XHOCTb 1 T.M.);

- KOHTPONMPOBATb COCTOAHNE ANArHOCTUUYECKMX Kabenen (BU3yanbHblii 0CMOTP);

- cocTosiHue Kabensa nuTaHma (BHeWHUn 0CMOTP).
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6.1 UncTka n yxopn

NS ounCTKM NOBEpPXHOCTU TecTepa chefyeT MCNONb30BaTb MArkue candeTtku unu BeTOLb,
UCNonb3ys HeWTpanbHble uUCTAWME CcpeacTBa. Aucnnen cnegyeT oyMwaTb NPU MOMOLLM
cnewumanbHOW BONOKHUCTO candeTKn 1 cnpes And OUNCTKU 3KPAHOB MOHUTOPOB. Bo n3bexaHue
KOppOo3uK, BbIXOAA U3 CTPOSA UK MOBPEXAEHUA TeCTepa HeAONYCTUMO NPUMeHeHne abpasuBoB U
pacTBopuTenei.

7. OCHOBHbIE HENCTPABHOCTU N METOAbI UX
YCTPAHEHWA

Huwxke npuBegeHa Tabnuua C OMMCAHMEM BO3MOXHbIX HEWCMpPaBHOCTEW M crnocobamu uX
yCTpaHeHus:

MpusHak
BO3MOXHbI€ NPUUUNHDI PekomeHaauum no ycTpaHeHun
HeMcnpaBHOCTU
.. MpoBepuTb HAZEXHOCTb

OTowen pasbeM NUTAHUS. .
1. Tectep He nkcaunm pasbema.
BK/lOYaeTcs.

Cropen npefoxpaHuTernb. 3ameHuUTb NpefoXpaHuTenb.
2. Mpw BKAOYEHUN
TecTtepa nosiBMnach HeuncnpaseH (noBpexaéH) 3aMeHUTb ANArHOCTUYECKUIA
Hagnucb «PROBE NNArHOCTMYECKni Kabenb. Kabenb.

PROBLEM».

3. MosaBunacb HagNucb
«DIODE BREAKDOWN»
npu pasoMKHYTbIX

HeT Hale)KHOro KOHTaKTa Ha  DBOCCTAHOBUTb KOHTAKT.

pa3b'éme ANarHoCcTnyeckoro <
3aMeHUTb ANArHOCTUYECKUN

Kabens.
wynax Kabenb.
HeT HaieXXHOro KOHTaKTa Ha
4. TpoBepsemble pasbéme AMarHoCcTUUYeCcKoro BOCCTAaHOBUTb KOHTAKT.
napameTpbl Kabens.
oTo6paxatTcs He
KOPPEKTHO. C601 NPOrpaMMHOro 06paTuTcs K TOpropomy
obecneyeHus. npeacTaBuUTeNio.
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8. YTUTN3ALUA

Mpu yTunusaunm Tectepa AencTeyeT eBponenckas aupektuea 2202/96/EC [WEEE (qupektusa 06
OTXOAAX OT 3/IEKTPUUECKOrO U 3NEKTPOHHOTO 060pyA0BaHNA)].

YcTapeBLine 3M1eKTPOHHbIE YCTPONCTBA U 31EKTPONpPMBOpbI, BKNOUas kKabenu n apmaTypy, a Takxe
AKKYMYNATOPbI U aKKyMynsaTOPHble 6aTapeun JOMKHbI YTUIN3MPOBATbCSA OTAENbHO OT AOMALLHEro
mycopa.
Onsa yTnnusaumm oTxoL0B UCNONb3yHTe UMELLMECs B BallemM PacrnopsXeHUU CucTembl BO3BpaTa
n cébopa.

Hagnexawum o6pa30M npoBefeHHaa yTunmsauma CTapbixX I'IpVI60pOB no3BonAT u3bexarb
HaHeCeHuda Bpeaa Opr)KaIOLIJ,EI7I cpene n NNYHOMY 340pPOBbIO.
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FNABHbBII ODNC 1 NPOU3BOACTBO
yn. buonornueckas, 18,
61030, XapbKoB
YKpaunHa

+38 057 728 49 64
+38 063 74519 68

000

E-mail: sales@servicems.eu
Website: servicems.eu

MPEACTABUTE/IbCTBO B NOJIbLUE
STS Sp. z o.0.
yn. MognuHckas 209,
03-120 Bapwasa

+48 833131970
+48 886 89 30 56

e00
E-mail: sales@servicems.eu

Website: msgequipment.pl

CNY)XBA TEXHUYECKOU NOAAEPXKU
+38 067 434 42 94

OO

E-mail: support@servicems.eu
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